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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60384-1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60384-1:2009. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-10-01 se nahrazuje ČSN EN 60384-1 (35 8290) z ledna 2002, která až do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2012-10-01 dosud platná ČSN EN 60384-1 (35 8290)
z ledna 2002, v souladu s předmluvou k EN 60384-1:2009.

Změny proti předchozím normám

Tato norma představuje technickou revizi, včetně drobných změn týkajících se tabulek, obrázků
a odkazů. Významnou technickou změnou vzhledem k ČSN EN 60384-1:2002 je příloha Q, která
nahrazuje kapitolu 3 původní normy (viz Informativní údaje IEC 60384-1:2008 v originále normy)
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Část 2-30: Zkoušky – Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h) (idt EN 60068-2-30:2005)

IEC 60068-2-45:1980 zavedena v ČSN EN 60068-2-45:1995 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí –
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vah (idt EN 60068-2-54:2006)

IEC 60068-2-58:2004 zavedena v ČSN EN 60068-2-58 ed. 2:2005 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí –
Část 2-58: Zkoušky – Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) –
pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení (idt EN 60068-2-58:2004)

IEC 60068-2-69:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-69 ed. 2:2007 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí –
Část 2-69: Zkoušky – Zkouška Te: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro technologii
povrchové montáže (SMD) metodou smáčecích vah (idt EN 60068-2-69:2007)

IEC 60068-2-78:2001 zavedena v ČSN EN 60068-2-78:2002 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí –
Část 2-78: Zkoušky – Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní (idt EN 60068-2-78:2001)

IEC 60294 zavedena v ČSN IEC 294 (25 8007) Měření rozměrů válcových součástek (kondenzátorů
a rezistorů pro elektroniku) se dvěma axiálními vývody

IEC 60410:1973 nezavedena

IEC 60617 databáze nezavedena, databáze dostupná na www.iec.ch

IEC 60695-11-5:2004 zavedena v ČSN EN 60695-11-5:2005 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí –
Část 11-5: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem jehlového hořáku – Zařízení, uspořádání
ověřovacích zkoušek a návod (idt EN 60695-11-5:2005)

IEC 60717 nezavedena

IEC 61193-2 zavedena v ČSN EN 61193-2 (35 9043) Systémy hodnocení jakosti – Část 2: Volba
a použití přejímacích plánů pro kontrolu elektronických součástek a pouzder (idt EN 61193-2:2007)

IEC 61249-2-7:2002 zavedena v ČSN EN 61249-2-7:2003 (35 9062) Materiály pro desky s plošnými
spoji a další propojovací struktury – Část 2-7: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály –
Mědí plátované laminátové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou
pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)) (idt EN 61249-2-7:2002)

IEC QC 001002-3 nezaveden

ISO 3 nezavedena

ISO 1000 zavedena v ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků
a některých dalších jednotek

ISO 9000 zavedena v ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy
a slovník (idt EN ISO 9000:2005)

Informativní údaje z IEC 60384-1:2008

Tato mezinárodní norma byla vypracována v IEC TC 40 – Kondenzátory a rezistory pro elektronická
zařízení

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS Zpráva o hlasování
40/1915/FDIS 40/1924/RVD



Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

Číslo QC uvedené na obálce publikace IEC je číslo specifikace IECQ v Systému hodnocení kvality
elektronických součástek (IECQ).

Seznam všech Částí souboru IEC 60384, pod společným názvem Neproměnné kondenzátory pro
použitív elektronických zařízeních, lze nalézt na internetových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane beze změny až do výsledného data aktualizace
uvedeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v  údajích o této publikaci. K tomuto datu
bude publikace

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním nebo●

změněna.●

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 4.5.6, 4.11.2, 4.25.1.2, 4.27.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy
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Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian
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Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2009-10-01.

Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny



podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní
normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá
a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

CENELEC
Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Ústřední sekretariát: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60384-1:2009 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Text dokumentu 40/1915/FDIS, budoucího 4. vydání IEC 60384-1, vypracovaný v technické komisi IEC
TC 40 – Kondenzátory a rezistory pro elektronická zařízení, byl předložen k paralelnímu hlasování
a byl schválen CENELEC jako EN 60384-1 dne 2009-10-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60384-1:2001

ČSN EN 60384-1:2009 představuje technickou revizi, včetně drobných změnách týkajících se tabulek,
obrázků a odkazů.

Obsahuje významné technické změny vzhledem k EN 60384-1:2001:

zapracování přílohy Q, která nahrazuje kapitolu 3.●

Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2010-07-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2012-10-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení



Text mezinárodní normy IEC 60384-1:2008 + oprava z listopadu 2008 byly schváleny CENELEC jako
evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.
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1 Všeobecně

1.1 Rozsah platnosti

Tato Část IEC 60384 je kmenovou specifikací a je použitelná pro neproměnné kondenzátory pro
použití v elektronických zařízeních.

Vytváří standartní podmínky, kontrolní postupy a metody zkoušení pro aplikace v předmětových
specifikacích elektronických součástek pro posouzení jejich kvality nebo pro jakékoliv jiné účely.
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